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Innovative Materialien

Lichtsensitive Polymere
Flussigkristalline Polymere
Emittierende Polymere
Polyelektrolyt-Komplexe
Prepolymere
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Innovative

Strukturierungsprozesse

B Photostrukturierung

m Photoorientierung

m  Photoalignment im Bulk
und an der Grenzflache

B Photobleaching
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Anisotrope Funktionselemente

Optische Schichten

— Farbfilter

— Emissionsschichten

— Retarder

— Polarisatoren

— Orientierungsschichten
— Polarisationsgitter

Realisierte Dlnnschichtelemente
— M4 bei 500 nm Dicke

— Doppelbrechung 0,3

— Dichroitisches VH 1:50

— Anisotrope Fluoreszenz 1:8
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Vorteile

Ein-Layer Technik

Einstellbare Absorptions- und
Emissionseigenschaften

Pixelweise Orientierung

Isotrope Pixel ohne Restretardation
Ohne Schrumpf

Hohe Anisotropie

Voll-optisch

|
Laborausstattung

Lasertechnik

— Messplatze zur laserinduzierten
Anisotropie mit online Messung
der Phasenverschiebung und des
Dichroismus

— HeCd-Laser (325 nm)

— Ar+-Laser (365 nm, 457 nm,
476 nm, 488 nm, 514 nm)

— Kr+-Laser (647 nm, 674 nm)

— HeNe-Laser (633 nm)

— Festkorperlaser (532 nm)

Optische Messplatze

— Aufbau zur mono- und poly-
chromatischen Bestrahlung mit
1000 W Xe-Lampe und online-
Dichroismusmessung

— Spektralgoniometer zur winkel-
abhangigen Charakterisierung
optischer Bauelemente

— Waveguide-/Plasmonspektro-
meter

— Ellipsometer

Spektrometrie

mit polarisiertem Licht

— UV/Vis/IR-Spektrometer

— Fluoreszenz-Diodenarray-
Spektrometer

— UV/Vis Mikroskop-Spektrometer
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Bestrahlungsstande mit XBO-
und HBO-Lampen

Messung der Doppelbrechung
— Gangunterschied (statisch)
— Phasenverschiebung (dynamisch)

Herstellung didnner Schichten im
Bereich 20 nm — 1 mm

— Spincoater

— Filmziehgerat

Oberflachenanalyse

— Rasterkraftmikroskope

— Schichtdickenmesstechnik
im Bereich 20 nm — 20 ym

Mikroskopie

— Polarisationsmikroskop
mit CCD-Kamera und
Fluoreszenzaufsatz

absorbance (330 nm)
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absorbance (330 nm)
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Seite 1

1. Winkelabhangiges Absorptionsspektrum nach
erfolgter Orientierung eines fluoreszierenden
Funktionspolymers.

Seite 2

1. Polarisationsabhangige Fluoreszenz eines
orientierten Funktionspolymers mit fluoreszie-
renden Seitengruppen (Anregung a- parallel,
b- senkrecht zur Orientierungsrichtung).

2. Doppelbrechung eines ionischen Farbstoff/
Tensid- Komplexes durch linear-polarisierte
Belichtung: a, b -Orientierungspixel (gekreuzte
Polarisatoren, Messbalken 100 pm);
¢ — holographisches Gitter (Messbalken 25
pm).
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. M4 pixelierter Retarder mit Institutslogo
zwischen gekreuzten Polarisatoren im Hell- und
Dunkelzustand (StrukturgréBe 50 pm).

4. Pixelierter 2/2 Retarder auf einer RGB-Farb-
filterplatte (StrukturgroBe 100 pm) zwischen
gekreuzten Polarisatoren im Hellzustand.
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Anderung der winkelabhangigen Absorption
durch lichtinduzierte Orientierung eines
vernetzbaren Polymers.



